
automatische Partikelanalyse  
mit Materialidentifikation 

SEM - EDX 

exklusiv vertrieben durch 

www.rjl-microanalytic.de 

ASPEX 

 Restschmutzpartikel 
 Bauteilsauberkeit 
 Einschlüsse in Metall 
 Umgebungssauberkeit 
 Reinheit von Ölen 
 Schadensanalytik 
 Qualitätskontrolle 
 Schmauchspuren 



Geschwindigkeit zählt 

Das Material der zehn größten Partikel ist 
meist nicht signifikant für die Identifikation 
der Verunreinigungsquelle. 

Mehr als die zehn größten Partikel 

Im Restschmutz lesen 

Dynamische Strahlkontrolle 

Der Raum zwischen den Partikeln wird mit einem Suchraster schnell abgetastet. 
Sobald ein Partikel getroffen wird, schaltet das Instrument in den hochpräzisen 
Messmodus um. Dabei wird die Partikelgeometrie gemessen und das Material 
mittels EDX-Spektroskopie bestimmt. 

Geschwindigkeit : bis 10000 Partikel / h 
Messdauer : ab 0.5 sec / Partikel 
Partikelgröße : ab 0.5 µm 

Stähle 

Beschichtungen 

Buntmetalle 

abrasive Minerale 

Reiniger 

RJL Micro & Analytic GmbH 
Im Entenfang 11 
76689 Karlsdorf-Neuthard 
Germany / Deutschland 

www.rjl-microanalytic.de 
zentrale@rjl-microanalytic.de 
Tel: +49-7251-36790-0 
Fax: +49-7251-36790-79 

Wichtig ist daher eine gute Statistik über 
die Gesamtheit aller Partikel auf dem Filter. 
Eine schnelle SEM-EDX-Analytik hilft das 
Schmutzproblem sicher abzustellen.  


